Llicenciatura de Quimica 20589 Meétodes cromatografics Curs 2005-06

Introduccion

1. Técnicas analiticas de separacion. Clasificacion. Fundamentos de los procesos de
separacion. Errores genéricos.

2. Cromatografia. Historia. Clasificacion. Fundamentos de los procesos de separacion

3. Extraccion liquido-liquido. Aspectos termodindmicos y cinéticos. Sinergismo. Extraccion
de pares idnicos

4. Intercambio i6nico. Fundamentos. Resinas cambiadoras. Aspectos cinéticos.
Aplicaciones.

Técnicas analiticas cromatograficas

5. Introduccion a las separaciones cromatogréficas. Definiciones basicas. Parametros de
retencion. Andlisis cualitativo y cuantitativo.

6. Mecanismo de retencion. Teoria de platos. Relacion entre el tiempo de retencion y el
coeficiente de distribucion. Factor de capacidad.

7. Ensanchamiento de banda. Eficacia. Resolucion. Ec. de Van Deemter.

8. Principios de la cromatografia de gases. Instrumentacion. Inyectores. Columnas. Fases

estacionarias. Detectores. Factores que afectan a la separaciony resolucion. Aplicaciones
al andlisis cualitativo. Indice de Kovats. Aplicaciones al anlisis cuantitativo.

9. Principios de la cromatografia liquida en columna. Cromatografia de alta resolucion
(HPLC). Instrumentacion. Columnas. Fase estacionaria. Fase movil. Detectores.
Aplicaciones

10.  Cromatografia de adsorcion. Isotermas, Aplicaciones. Extraccion en fase sélida
11. Cromatografia ionica. Instrumentacion. Fases estacionarias. Aplicaciones.

12.  Cromatografia plana. Papel y capa fina. Caracteristicas. Aplicaciones

13. Fluidos supercriticos. Caracteristicas. Extraccion. Aplicaciones cromatograficas.

14. Electroforesis capilar. Fundamentos de la separacion. Flujo electrosmotico.
Instrumentacion. Aplicaciones.
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Nota adicional.

El examen consistira en la respuesta a unas preguntas cortas y resoluciéon de problemas. La
puntuacién de la parte tedrica y problemas serd aproximadamente igual.



